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FOREWORD

This amendment has been prepared by CISPR subcommittee F: Interference relating to
household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
CISPR/F/491/FDIS CISPR/F/502/RVD

Hull information on the voting for the approval of this amendment ca
gn voting indicated in the above table.

gublication will be

)| reconfirmed,

| withdrawn,

*| replaced by a revised edition, or
o/ amended.

10 Measurement uncertainty

Add.the following new Tables 4, 5, and 6 :

Table 4 — General margin to the limit for statistical evaluation
Table 5 — Factor k for the application of the non-central t-distribution

Table 6 — Application of the binomial distribution
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Foreword

Delete the following sentence: “This publication has been drafted in accordance with the
ISO/IEC Directives, Part 2.”

1 Scope
I~ Add,to the Second paragraph, the folfowing Semtence.
Both mains powered appliances and battery powered appliances are included.

D) |

-~ —

Q Q. O D Q. O

QO

3

[

hsert, at the end of NOTE 1, the following new item:

arc welding equipment: CISPR 11.

Normative references

dd the following new references:

Part 4-20: Testing an

L

Y

b

Replace the existing definition with the following:

ISPR 16-1-4:2007, Spegifitatio urbagce and immunity measuring apparatups
nd methods — Part 1-4: e and Y\wimunity measuring apparatus — Ancillary
quipment — Radiated o
mendment 1 (20:7)
ISPR 16-2-3:20 SRECH] Jio disturbance and immunity measuring apparatups
nd methods — Pg éasurement of disturbances and immunity — Radiatefl
isturbance meaSureme
LISPR 16-4- cifisation for radio disturbance and immunity measuring apparatus
nd mettiod -2\Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC
neasure

Definitions
43
yattery box

compartment which is separate from the toy or appliance and in which the batteries are
placed

Add the following new definitions after definition 3.23

3.24

clock frequency

the fundamental frequency of any signal used in the device excluding those
which are solely used inside integrated circuits (IC).
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NOTE High frequencies are often generated inside of integrated circuits (IC) by phase-locked-loop (PLL) circuits
from lower clock oscillator frequencies outside the IC.

3.25

battery-operated appliance

appliance which is operated only from batteries and has no provision for performing its
intended function when connected to the mains, either directly or via a power supply.

NOTE 1 Toys are not considered to be appliances.
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onsidered to be a battery-operated appliance.

.26
hains-operated appliance
Il appliances which are not battery-operated appliances

OTE Toys are not considered to be appliances.

Limits of disturbance

Replace the text immediately preceding subclau N wit z@ folowing new text:

above 1 000 MHz do not need to b

W

adio disturbance measurements belo
arried out.

1.2 Frequenccan
.1.2.1 Disturbance

he limits of the
ccordance wj

NN

power limits for the frequency range 30 MHz to 300 MHz

Holisehold and Tools
sinvilar appliances
1 2 | 3 4 5 6 7 8 9
Frequeney Rated motor power not Rated motor power Rated motor power
range exceeding 700 W above 700 W and not above 1 000 W
exceeding 1 000 W
(MHz) dB (pW) | dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW)
Quasi- Average?@ Quasi- Average 2 Quasi- Average 2 Quasi- Average 2
peak peak peak peak

Increasing linearly with the frequency from:

30 to 300
45 to 55 35 to 45 45 to 55 35 to 45 49 to 59 39 to 49 55 to 65 45 to 55

a If the limit for the measurement with the average detector is met when using a receiver with a quasi-peak
detector, the equipment under test shall be deemed to meet both limits and the measurement using the
receiver with an average detector need not be carried out.
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Table 2b — Margin when performing disturbance power measurement
in the frequency range 30 MHz to 300 MHz

Household and similar Tools
appliances
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Frequency Rated motor power not | Rated motor power above Rated motor power
range exceeding 700 W 700 W and not exceeding above 1 000 W
1000 W
(MAZ) daB (pW) daB (pW) dB (pW) dB (pW) | dB (pW) Quasi- | dB (pW) daB (pW) dB (pW)
Quasi-peak | Average | Quasi-peak | Average peak Average | Quasi-peak | Average
Increasing linearly with the frequency from:
200 to 300 | O0to 10 dB - 0to 10 dB - 0to 10 dB - 0 to 18, dB -
A\ (\

NOTE 1 This table only applies if specified in 4.1.2.3.2. \>
NOTE 2 The measured result at a particular frequency shall be le tha e (xetevant licmit minus the
Corresponding margin (at that frequency). e

4.1.2.2 Radiated disturbances measurement in ra 30 MHz to

d disturbances are measuref
able 3.

=]

dnd testing methods
zto 1000 MHz

Testing method nda Q Limit Remark
> Hz dBuV/m
Quasi-peak
N 30 - 230 30
Measurement
a bd _
OATS or SAC 18 16-2-3 230 ~ 300 37 distance 10 m
300 — 1 000 37
N f
1 30 - 230 42 to 35
F € CISPR 16-2-3 Mgasurement
230 — 1 000 42 distance 3 m
30 - 230 30
TEM-Waveguide® C 61000-4-20 _
230 -1 000 37

NOTE _<Fhe lower limit is applicable at the transition frequency.

al OATS = open area test site

b QA H loars 1 1
OAL = STTIT=arnculiulc LitalitoTt

¢ The TEM-waveguide is limited to devices without cables attached and with a maximum size according to
subclause 6.1 of IEC 61000-4-20 (The largest dimension of the enclosure at 1 GHz measuring frequency is
one wavelength, 300 mm at 1 GHz)

d Measurements may be made at closer distance, down to 3 m. An inverse proportionality factor of 20 dB per
decade shall be used to normalize the measured data to the specified distance for determining compliance.

€  FAR = fully anechoic room. All equipment, including floor-standing equipment, shall be measured within the
test volume as described in Figure 6 of CISPR 16-2-3.

f  Decreasing linearly with the logarithm of the frequency.

In any situation where it is necessary to verify the original measurement, the measuring
method and measuring distance originally chosen shall be used in order to ensure
consistency of the results.
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4.1.2.3 Application of the limits
4.1.2.3.1 General

This subclause describes application of the limits for all appliances (see Figure 10).

Regulating controls which incorporate semiconductor devices, electric fence energizers,
rectifiers, battery chargers and converters, which do not contain any clock frequency higher
than 9 kHz, are not subject to the requirements in the frequency range 30 MHz to 1 000 MHz.

4.1.2.3.2 Mains operated appliances

The equipment under test shall be evaluated for emissions in the 30 MHz to
Ry testing in accordance with either method a) or b), see also Figure 10,

000 MHz rang
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limits (Table 2a) reduced by the/tnargi
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applied. In any case
shall be met.

B) The limits in Table

can be selecigd\by
for battery powere

Note c in Table

[ e J

R

30 MHz to 1.008.MHZz\(See also Figure 11). Any of the measurement methods mentioned i
Table 3 can-be selected by the manufacturer except that the TEM-waveguide shall be usef
gnly for.battery powered appliances not intended to have external cables attached.

=

hestest report shall state which method was used and which limits were applied. Battery

cnoral-arl annhlancas which An Nnat cantain activia glactraniec oireniite Ar matare chall nat h
Sacas PP eSSV HEH—Ga0—o+—6cotaHh—a et e—e+e 6o c—EHEuHS—O—Rote+5——SHa+—Ho+<C

ot

measured. These appliances are considered to comply without testing.

NOTE Examples of active electronic circuits include circuits containing transistors, thyristors and relays. A LED
connected to a battery via a manual switch is not an active electronic circuit if the current is limited only by a
resistor or a transistor operating linearly, but it is an active switching circuit if the current is pulsed using a
transistor.

4.2.1 Replace the existing text by the following:

The limits for discontinuous disturbance depend mainly on the character of the disturbance
and on the click rate N as given in detail in 4.2.2 and 4.2.3.
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No discontinuous disturbance limits apply in the frequency range 30 MHz to 1 000 MHz.

NOTE The level of disturbances below 30 MHz is interpreted as an indication for the level above 30 MHz.

6.2.1

Replace the text of this subclause as follows:

QA _OT O QO D

= —

I

T

.2.2 Battery

Delete the exi

3Aa3

pparatus which incorporate electroni
naximum disturbance in accordance
pnges 148,5 kHz to 30 MHz and 30 MH

o -
he appliance sh:

perating conditiopn®

(g note preceding subclause 7.2.6.1.

.2.1 The distance between the clamp test set-up (the appliance, the lead to be measure
nd the absorbing clamp) and any other conductive objects (including pe

sons, walls’ an

Ww b Lo

—3

W

Add to this subclause the following title:

7.3.1.3 Coffee grinders and coffee makers

Add the following new subclauses:

7.3.1.3.1

Coffee grinders

Coffee grinders with a timer shall be operated without load for the maximum duration allowed
by the timer.
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Coffee grinders without a timer shall be operated without load for the duration taken to grind
the maximum quantity of roasted coffee beans stated in the instructions.

If it is not possible to operate the grinder without load, the grinder shall be operated using the
maximum quantity of roasted coffee beans stated in the instructions.

7.3.1.3.2 Coffee makers and espresso makers with integrated grinder

Coffee makers and espresso makers with integrated grinder shall be tested according to 7.2.1.

=20 4 o 4

set to maximum

~—
>
(]
[}
©
[¢]
=
jV)
=
o
S5
=
3
]
o
=
~—
>
(0]
o
o
=n
—h
(]
D
«Q
=
>
[oX
@
=
Q
V)
>
o
D
(4
]
~—
o
<
~—
>
(]
e
(4
]
“ﬁ
=
(2
>
o
c
o

duration.

1.3.1.3.3 Fully automatic coffee makers

Rully automatic coffee makers shall be tested according to 7.2 4. i ctions sha
he tested sequentially so that all possible disturbance sources

=)

instructions for use. Where these are not specified,
hall be tested:
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o« 1 cup of coffee (approximately 125

¢ 200 ml hot water, followed by 30 s

1.3.1.12

ith wate
haterial.

1.3:2:10

Delete the existing subclause.

After Subclause 7.3.4.14, add the following new subclause:

7.3.4.15 Rice cookers shall be tested with the rated capacity of tap water and with the lid
closed. If there is no indication of the rated capacity, the cooker shall be filled with 80 % water
of the maximum capacity of the inner pot.
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If the cooker automatically enters a “keep warm”-mode at the end of the cooking process, the
cooking mode should be ended manually and the click measurement shall be started at the
time of the first operation of the thermostat, which controls the “keep warm” temperature.

7.3.6.1 Classification

Replace, in the dashed item under Category B, the reference to “4.1.3” by “4.1.2.2”".

Replace the second paragraph under Category C, including its dashed items, by the following
dentence:

Toys of category C shall comply with the limits from 30 MHz to 1 000 M

Replace, in the second dashed item under Category D, the refere
Aower)” by the following:

4.1.2.1 (disturbance power) and 4.1.2.2 (radiated disturb

Replace, in the second dashed item under Category E, " by “4.1.2.2".

1.3.7 Miscellaneous equipment and appli

Replace the existing note by the following:

applicable to the devices quoted in 7.3.7.1 tp

8.3 Compliance with limits for appliances in large-scale production

Replace the existing text of this subclause by the following-

Statistically assessed compliance with the limits shall be made according to one of the three
tests described below or to some other test which ensures compliance with the requirements
of 8.1.2 above.

The test according to 8.3.1 or 8.3.2 should be performed on a sample of not less than 5 items
of the type, but if, in exceptional circumstances, 5 items are not available, then a sample of 3
or 4 shall be used.

The test according to 8.3.3 should be performed on a sample of not less than 7 items.

NOTE It is recommended to start the evaluation with the method described in 8.3.1 and only in case the test has
not been passed to continue with the more extensive methods described in 8.3.2 and 8.3.3.
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8.3.1 Test based on a general margin to the limit

Compliance is given when the measured values from all items of the sample are under the

limit and the margin to the limit is not shorter than the general margin, given in Table 4 below.

Table 4 — General margin to the limit for statistical evaluation

Sample size (n) 3 4 5 6
General margin to the limit (dB) 3,8 2,5 1,5 0,7

This method shall not be used to consider a product as non-compliant.

NOTE The newly introduced method in this subclause is based on CISPR 16-4-3.

Gompliance is given, when

Xmax ¥ Ke Omax < L
Where
Mnax IS the highest (worse) value of all items in the sample;
K is the coefficient from the Table below, depending on the gample siz2g;

Q

max IS @ conservative value for the standard deviation in rqduct gfou
4 is the limit. /(x &

6,0 dB with the coefficient a
Higher the method given in 2 ied wh e the binomial distribution W|thout an additional margin i
used. < >

8.3.2 Test based, ¢

Sample size (n) 6

Coefficient ke Ao,es 0)\1\ 0,24 0,12
GISPR 16-4-3 recommends a ya h thMal voltage and the disturbance power. Fqr
radiated disturbances, measur ‘ N} e seopenofthis standard, the same value for 6max has beep
gssumed. The values for the ge ral \ ReHlimit in the Table 4 above are a simple multiplication of this

[

Compliance is judy ving relationship
X +kS,<0
Where
1 is the arithmetic mean of the values x,, of n items in the sample;
K issthe factor, derived from tables of the non-central t-distribution which ensures with
80 % confidence that 80 % or more of the type is below the limit;
the value of k depends on the sample size n and is stated in Table 5 below
Table 5 — Factor k for the application of the non-central t-distribution
n 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
k 2,04 | 1,69 | 1,52 | 1,42 | 1,35 1,3 1,27 | 1,24 | 1,21 1,2
where

S,2 isequalsto 2(x,- x)2/(n-1);

is the standard deviation of the sample;
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is determined as follows: for each of the defined frequency ranges, the differences
between the measured values and the limit are defined. The difference is negative
where the measured value is below the limit and positive where it is higher than the
limit. For the n" individual sample, x, is the difference value at the frequency where
the difference curve shows its maximum.

NOTE |If all measured values are below the limit, x,, = the shortest distance to the limit. If some of the measured

values are above the limit, x, = highest value by which the limit is exceeded.

The statistical evaluation shall be carried out separately for the following frequency ranges:

Terminal voltage: a) 150 kHz - 500 kHz
b) 500 kHz - 5 MHz
¢) 5 MHz - 30 MHz

Disturbance power: a) 30 MHz - 100 MHz
b) 100 MHz - 200 MHz
c) 200 MHz - 300 MHz

Radiated disturbances: a) 30 MHz - 230 M
b) 230 MHz - 500 MHz

n) for each subrange. In this example the calculated standar

a0 o -0 0 QO Q< O Z

If all measured values are under the |j is failed only due to a high standargd
q i dard deviation has been unjustifiablly
daused by a maximum of wo frequency subranges. In this casg
the evaluation has to be done
OTE The figure at the pnd\of\t e possible difficulties if a maximum of the measurefd
isturbances occurs mear | - . "U" is the measured disturbance
pltage; "f" is the fr b : ithndifferent characteristics out of a sample are shown. For broadbanfd
isturbances the valoe Of i as the frequency of the maximum can change from unit to unif,
ifferences as between d N2 /0 g sdmple are typical. An average value and standard deviation is

|(DO,-¢-D.

f

Frequency Frequency
. subrange . subrange .
. 1 . 2 .
.F _— e e - d _—— . S . - - .F
. . Limit .
: x1\,(\~‘x :
[ . [
. = % Unit 2 .
. . & “ u
L] [ ] -
: Py s Unit1 &
: i . :
: X2 ] .
. - POy
. " : .t .{l
H Taaasst n -

IEC 1904/08
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8.3.3 Test based on the binomial distribution

Compliance is judged from the condition that the number of appliances with an interference
level above the appropriate limit may not exceed ¢ in a sample of size n, see Table 6.

Table 6 — Application of the binomial distribution

n 7 14 20 26 32
c 0 1 2 3 4

§.3.4 Larger sample size

henya second
ple and

hould the test on the sample result in non-compliance with the requirgi
ample may be tested and the result combined with those fro
ompliance checked for the larger sample size.

@M ¢) B da)

NOTE For general information see CISPR 16-4-3.

8.4 The banning of sales

Replace the existing title and text of this

8.4 Non-compliance

I

type shall be considered non-complia
gvaluation has been completed using the sta

1 l
c ®
w N
g
o N
5w
(@] —h
O O
: -
= o
c &
(@]

(@]
c 35
» =

9.2 Measuring arratigement

=N

All measuring arrangements shall be in accordance with the requirements of the applie
testing/method and the referenced measurement standard in Table 3.

10 Measurement uncertainty

The results of measurements of emission from household appliances, electric tools and
similar apparatus shall reference the measurement instrumentation uncertainty considerations
contained in CISPR 16-4-2.

Determining compliance with the limits in this standard shall be based on the results of the
compliance measurement, not taking into account measurement instrumentation uncertainty.

However, the measurement uncertainty of the measurement instrumentation and its
associated connections between the various instruments in the measurement chain shall be
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calculated and both the measurement results and the calculated uncertainty shall appear in
the test report.

Add, after Figure 9, the following new figures:

Mains operated
appliance Manufacturer’s choice

Frequency range
of measurement: —
30 MHz to 1 000 MHz

Absorbing clamp
measurement
30 MHz to 300 MHz

v

Limits — additional No

margin met?
200 MHz to 300 MHz
\ J
Yes
P A N Fully anechoic
room measurement | —
Clock frequency No > ren
less than 30 MHz? /\?\ | CISPR 16-2-3

- J
}\'e Cy.r. \g\e\z
Yes of measukement;
: \30 HzteX 800 M

e all applicable limits and criteria for No
€ selected’measurement method fulfilled?

Manufacturer’s choice

4

Yes
\ 4 A 4
Compliant with CISPR 14-1 Not compliant with CISPR 14-1
in the frequency range in the frequency range
from 30 MHz to 1 GHz from 30 MHz to 1 GHz

IEC 1905/08

Figure 10 — Flow chart for emission testing of mains operated appliances in
the frequency range from 30 MHz to 1 000 MHz
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Battery operated
appliance

A 4

Frequency range

£ "
O mMeaSurcnTet

30 MHz to 1 000 MHz

Manufacturer s choice

) 4 <v

OATS (SAC) TEM-waveguide F ye&cro m
CISPR 16-2-3 IEC 61000-4-20 < SPRY(6-2-3

Are all applicable lim the seected No
measuremen eth s Tulfille

Not compliant with CISPR 14-1
in the frequency range
from 30 MHz to 1 GHz

Y

IEC 1906/08

Figure ; r emission testing of battery-operated appliances in
fr ncy range from 30 MHz to 1 000 MHz
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité F du CISPR: Perturbations relatives
aux appareils domestiques, aux outils, aux appareils d'éclairage et aux appareils analogues.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
CISPR/F/491/FDIS CISPR/F/502/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informp
dbouti a I'approbation de cet amendement.

la publication sera

| reconduite,

| supprimée,

| remplacée par une édition révisée{ou
| amendée.

$OMMAIRE

Remplacer le tit:@w‘ >

10 IncertitUde de mesure

Ajouter les nouveaux Tableaux 4, 5, et 6 suivants:

Tableau 4 — Marge générale par rapport a la limite pour I'évaluation statistique
Tableau 5 — Facteur k pour I'application de la distribution en t non centrale

Tableau 6 — Application de la distribution binomiale
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Avant-Propos

Supprimer la phrase suivante « "Cette publication a été établie selon les Directives ISO/CEI,
Partie 2 »

1 Domaine d’application

1.1 Ajouter, au second alinéa, le texte suivant:

I

es ou. batterie

U7

la fois les appareils alimentés par le réseau et les appareils alimentés p
ont inclus.

(7))

Insérer, a la fin de la NOTE 1, le point nouveau suivant:

- équipements de soudure a I'arc: CISPR 11.

Références normatives

D)

h

jouter les nouvelles références suivanfes:

[T enY
® m
o —
5 2
S
~ o
1
& &
3N
o @
n N
S’
T Q3
.
m
oS
3
kS
)
=
S
=
=
[oN

CISPR 16-1-4:2007, gs et des appareils de mesure dep
Aerturbations radioélegtris y 9 X perturbations radioélectriques — Partie 1-4:
Appareils de mestre ghs\radigélectriques et de I'immunité aux perturbationg
radioé/ectriques{j{/\?a l ilidi sAurbations rayonnées

Amendement 1 (2

CISPR 16-2-3:200 ations “des méthodes et des appareils de mesure dep
Aerturbations/ras af de I'immunité aux perturbations radioélectriques — Partie 2-3
Méthodes de pefturbations et de l'immunité — Mesures des perturbations
rayonnégs

CISPR 16-4-2:2003, \Spécifications des méthodes et des appareils de mesure depg
Aerturbations\” radieglectriques et de [I'immunité aux perturbations radioélectriques +t
RFartie 4-22\" Incertitudes, statistiques et modélisation des limites — Incertitudes de mesurg
CEM

3 Pefimiti

3.13

boitier d’alimentation

Remplacer la définition existante avec ce qui suit:

compartiment, séparé physiquement du jouet ou de l'appareil, dans lequel sont placées les
piles ou batteries

Insérer les nouvelles définitions suivantes apres la définition 3.23:
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3.24
fréquence d’horloge

fréquence fondamentale de tout signal utilisé dans le dispositif, a I’exclusion de ceux utilisés

uniqguement a l'intérieur des circuits intégrés (Cl)

NOTE Des hautes fréquences sont souvent générées a lintérieur des circuits intégrés (Cl) par des circuits
comportant une boucle a verrouillage de phase (PLL, phase-locked loop) a partir d’'un oscillateur a fréquences

d’horloge inférieures a I’extérieur du CI.

3.25

dppareil fonctionnant uniquement sur piles ou batteries et n’étant pas destiné a réaliserls
fpnction prévue lorsqu’il est relié au réseau, soit directement, soit par l'intermédiaire\.dun
dlimentation

NOTE 1 Les jouets ne sont pas considérés comme des appareils.

NOTE 2 Un appareil ayant un dispositif de charge mais ne pouvant pas réaliser sa

charge est considéré comme un appareil alimenté par piles ou batteries.

3.26
dppareil alimenté par le réseau
tpus les appareils qui ne sont pas alimentés par piles/0

NOTE Les jouets ne sont pas considérés comme des app4

4 Limites des perturbations

I| n'est pas nécessgaire
[équences inféri

4.1

—h

Lles limites<de la puissance perturbatrice sont données dans le Tableau 2a. La puissanc
perturbatrice est mesurée au niveau de chaque borne, conformément a I'Article 6.

o

11%
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Tableau 2a — Limites de la puissance perturbatrice
pour les fréquences de 30 MHz a 300 MHz

Appareils Outils
électrodomestiques
et analogues

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gamme de Puissance assignée du Puissance assignée du Puissance assignée du
fréquences moteur inférieure ou moteur supérieure a moteur supérieure a

égale a 700 W 700 W et inférieure ou 1000W
égale a
1000 W
(MHz) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB (pW) dB_(pW)
Quasi- Moyenne @ Quasi- Moyenne 2 Quasi-créte Moyenne 2 Quasi-créte Moyenne
créte créte

Croissance linéaire en fonction de la fréquenc€ de:
30 a 300 . . / s .
45 a 55 35a45 | 45 a 55 ‘ 35a45 | 49 a 59 ‘ 3%a 4 5 6 ‘ 5a55

=

a Si la limite définie pour la mesure avec le détecteur de valeur moyenne ée.entilis tMrécepteL
omine raspegtant les deu

limites et la mesure avec un récepteur équipé d'un détecteur de va}e’fh\Q t pas nétessaire.

X

Appareils
électrodomestiques et
analogues

1 2 | 3 s ] s

‘ 7 8 9

fréquences mogeur supérieure a 700 W| moteur supérieure a
et inférieure ou égale a 1 000 W
1000 W

N\
(MHz) dB (pW) dB dB VN (pW) | dB (pW) Quasi- | dB (pW) dB (pW) dB (pW)
Quasi‘crete yoyenn asi-créte\Mgyenne créte Moyenne | Quasi-créte | Moyenns
i inéaire en fonction de la fréquence de:
- 0a10dB - 0a10dB -

6
Gamme de Q Puissance assignég du Mnce assignée du Puissance assignée du

200 a 300 0a1

4.1.2,2-—-Mesure des perturbations rayonnées pour les fréquences de 30 MHz a
1000 MHz

Les Timites des perturbations rayonnées sont données dans Te Tableau 3. Les perturbafions
rayonnées sont mesurées conformément aux normes et aux méthodes d’essais données dans
le Tableau 3.
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Tableau 3 - Limites des perturbations rayonnées et méthodes
d’essais pour les fréquences de 30 MHz a 1 000 MHz

Méthode d’essai Norme Gamme de Limite Remarque
fréquences
dBuV/im
MHz L
Quasi-créte
30 - 230 30
OATS @ ou SAC bd 230 — 300 37 Distance de mesure
CISPR 16-2-3 de 10 m
300 — 1 000 37
30 - 230 422a35f .
FAR e CISPR 16-2-3 Dlstan((;je %e mesure
230 — 1 000 42 / e 3.m
30 - 230 30
buide d'onde TEM ¢ CEI 61000-4-20
230 -1 000 37/\
NOTE La limite inférieure est applicable a la fréquence de transition. \

OATS = site d'essai en espace libre (open area test site)

SAC = chambre semi-anéchoique (semi-anechoic chamber)

€s matériels, y compris les matériels
la Figure 6 de la CISPR 16-2-3.

Le materiel en essal doit etfre evalue concernant Ies emissions dans la gamme de frequences

ans toutes les situati
e mesure et la distan
ohérence des résulltats

W

ire de)Vérifier les mesures d’origine, la méthod
Loefigine doivent étre utilisées afin d'assurer |

o

1.2.3 Applicatio

.1.2.3.1

e présent ps . crit’application des limites pour tous les appareils (voir Figure 10).
es dispo de régulation comportant des semiconducteurs, les électrificateurg
e clbture, sseurs, les chargeurs de batteries et les convertisseurs qui nge
ontiennent.Sauc fréquence d'horloge supérieure a 9 kHz, ne sont pas soumis auk
xigences~dans la gamme de fréquences de 30 MHz a 1 000 MHz.

12312 Appareils alimentés par le réseau

de 30 MHz a 1 000 MHz, en étant soumis a des essais conformément a l'une des deux
méthodes a) ou b), voir aussi la Figure 10.

a) Les limites spécifiées dans les colonnes 2 et 3 du Tableau 2a pour la gamme de

fréquences de 30 MHz a 300 MHz doivent étre respectées pour tous les appareils, a
I’exception des outils électriques. Pour [l'outillage électrique les limites spécifiques
indiquées dans les colonnes 4 a 9 du Tableau 2a sont applicables, en fonction de la
puissance assignée du moteur, a l'exclusion de la puissance de tout dispositif de
chauffage (par exemple, la puissance de chauffage d'un pistolet a air chaud pour le
soudage des matiéres plastiques).

Les appareils sont considérés comme conformes dans la gamme de fréquences de
300 MHz a 1 000 MHz, si les deux conditions suivantes (1) et 2)) sont satisfaites:
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1) toutes les valeurs lues des émissions provenant du matériel en essai doivent étre
inférieures aux limites applicables (Tableau 2a) diminuées de la marge (Tableau 2b).

2) la fréquence d’horloge maximale doit étre inférieure a 30 MHz.

Si I'une des conditions 1) ou 2) n’est pas remplie, les mesures des perturbations
rayonnées dans la gamme de fréquences de 300 a 1 000 MHz doivent étre réalisées et les
limites du Tableau 3 pour cette gamme s'appliquent. Dans tous les cas, les limites du
Tableau 2a dans la gamme de fréquences de 30 MHz a 300 MHz doivent étre respectées.

W 0O QO r—

I

) Les limites du Tableau 3 doivent étre rnapnnfénc Chacune des méthodes de mesure
mentionnées au Tableau 3 peut étre choisie par le constructeur, a I’exception du guide
d’onde TEM qui ne doit étre utilisé que pour des appareils alimentés par piles ou batteries
pour lesquels il n’est pas prévu d’avoir aucun cable externe de raccordé-{wqir aussi la
Note ¢ du Tableau 3).

D~

e rapport d'essai doit indiquer quelle méthode a été utilisée ont ét

ppliquées.

.1.2.3.3 Appareils alimentés par piles ou batteries

our tous les appareils alimentés par piles ou batterie t
our la gamme de fréquences de 30 MHz a 1 000 M 5
néthodes de mesure mentionnées au Tableau 3 pe :]
exception du guide d’ondes TEM qui ne peut é 5
ar piles ou batteries, et pour lesq 2!
pccordé.

o U (D~

u battenes ne comporta
ont considérés comm

nt est limité uniquement par une résistance ou un transistd
nctionnant linéaireme i i ¢ commutation actif si l'utilisation d’'un transistor génére de|

2=

—_

.21 imites apylicables aux perturbations discontinues dépendent principalement d
aractére des® perturbations et du taux de répétition des claquements N, comme cela es
ndiqué deymaniére détaillée en 4.2.2 et 4.2.3.

—

ueune limite n'est applicable aux perturbations discontinues dans la gamme de fréquence

Uy

e 30 MHz & 1 000 MHz.

NOTE Le niveau de perturbations en dessous de 30 MHz est interprété comme une indication pour le niveau au-

d

essus de 30 MHz.
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6.2.1

Remplacer le texte de ce paragraphe par ce qui suit:

6.2.1 La distance entre le montage d’essai (appareil, cable a mesurer et pince absorbante)
et tout autre objet conducteur (y compris des personnes, les murs et le plafond, mais a
I’exception du sol) doit étre au moins de 0,8 m. L’appareil a tester doit étre placé sur une
table non métallique paralléle au sol. La hauteur de la table doit étre de 0,1 m £ 0,025 m pour

les npp:\rnilc destinés 3 étre pneé\e au-sol en utilisation normale et de 0 8 m + 0 05 m aYallls le

dutres appareils.

LUa cable a mesurer est placé en ligne droite sur une distance suffisante afin~de faire varier |
position de la pince absorbante le long du céble pour rechercher la de_puissanc
maximale. La pince est placée autour du céable.

1.1.5 Remplacer le deuxieme alinéa existant par ce qui suit:
Rour les appareils comportant des commandes de régulation électramiq » les commande
doivent étre réglées pour générer la perturbation maxi > S a la procédure d

1.2.6.1 dans les deux gammes de fréquences: dg IHz et de 30 MHz
1 000 MHz.

71.3.1.3

Ajouter;a ce paragraphe le titre suivant:

o

11

WL 07

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants:

7.3.1.3.1 Moulins a café

Les moulins a café avec minuterie doivent fonctionner a vide pendant la durée maximale

autorisée par la minuterie.

Les moulins a café sans minuterie doivent fonctionner a vide pendant la durée nécessaire

pour moudre la quantité maximale de grains de café torréfiés spécifiée dans les instructions.
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S’il n'est pas possible de faire fonctionner le moulin a vide, le moulin doit fonctionner en
utilisant la quantité maximale de grains de café torréfiés indiquée dans les instructions.

7.3.1.3.2 Cafetieres électriques et cafetiéres a expresso avec moulin intégré

Les cafetiéres électriques et les cafetieres a expresso avec moulin intégré doivent étre
soumis aux essais conformément a 7.2.1. La fonction moulin doit étre testée selon le
7.3.1.3.1

—

tadurée de fonctionmement dumoutima cafe peut €tre fixee par tutitisateur, ators eftedo
tre fixée a la durée maximale.

,
8

1.3.1.3.3 Cafetieres électriques totalement automatiques

o
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gossibles de perturbation soient couvertes.

Lles conditions d’essai doivent refléter le fonctionnement
ans les instructions d’utilisation. Lorsque ces derniére

T (D~

W

—

1.3.2.10

Supprimer le paragraphe existant.

Apres le Paragraphe 7.3.4.14, ajouter le nouveau paragraphe suivant:

7.3.4.15 Les cuiseurs a riz doivent étre testés avec la capacité nominale d'eau du robinet et
avec le couvercle fermé. S’il n'y a aucune indication de capacité nominale, le cuiseur doit étre
rempli d'eau a 80 % de la capacité maximale du récipient intérieur.

Si le cuiseur entre automatiquement en mode «maintien au chaud» a la fin du processus de
cuisson, le mode de cuisson doit étre interrompu manuellement et la mesure des claguements
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doit débuter au moment du premier fonctionnement du thermostat qui contréle la température
de «maintien au chaud».

7.3.6.1 Classification

Remplacer, sous Catégorie B, la référence « 4.1.3 » par « 4.1.2.2 ».

Remplacer le deuxieme alinéa sous Catégorie C, y compris ses tirets, par la phrase suivante

LUes jouets de la catégorie C doivent étre conformes aux limites d’émissien de 30 MHz a

1 000 MHz.

Remplacer, au deuxiéme tiret sous Catégorie D, la référence NE ssance
RAerturbatrice) » par ce qui suit:

4.1.2.1 (puissance perturbatrice) et 4.1.2.2 (perturbations

Remplacer, au deuxiéme tiret sous Catégorie E, la référence

1.3.7 Equipements et appareils divers

cg%es entte 30 MHz et 1 000 MHz ne sont pas applicablejs
dux dispositifs mentionnés dan RV 2.3, qui provoquent uniquement des perturbationjs
discontinues (voir 4.2.1).

Renumérote para 7.4.1.6 existant en 7.4.1.7.

Renuméroter-le par

graphe 7.4.1.7 existant en 7.4.1.8.

g3 conf L. b ; 4 farit N

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par le suivant:

La détermination statistique de la conformité aux limites doit étre effectuée selon I'un des trois
tests décrits ci-dessous ou selon tout autre test qui garantit la conformité aux exigences du
8.1.2. ci-dessus.

Il convient d’effectuer I'essai selon 8.3.1. ou 8.3.2. sur un échantillon de pas moins de 5
éléments du type. Cependant si dans des circonstances exceptionnelles 5 éléments ne sont
pas disponibles, alors un échantillon de 3 ou 4 doit étre utilisé.
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Il convient de réaliser I’essai selon 8.3.3. sur un échantillon de pas moins de 7 éléments.

NOTE Il est recommandé de commencer I'évaluation avec la méthode décrite au 8.3.1 et seulement dans le cas
ou I'essai n'est pas positif, de continuer avec les méthodes plus extensives décrites en 8.3.2 et 8.3.3.

8.3.1 Essai basé sur une marge générale par rapport a la limite

La conformité est démontrée lorsque les valeurs mesurées de tous les éléments de
I’échantillon sont en dessous de la limite et que la marge par rapport a la limite n'est pas
inférieure a la marge générale, donnée dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 — Marge générale par rapport a la limite pour I'évaluation statistique

Taille d’échantillon (n) 3 4 (5 6
0,

Marge générale par rapport a la limite (dB) 3,8 2,5

Cette méthode ne doit pas étre utilisée pour considérer
donforme.

NOTE La méthode nouvellement introduite dans le présent paragrap

LUa conformité est démontrée quand

] Xmaat Kg ©
aqu
Mnax €St la plus haute (la plus mauvaise) valet de teusNes élgmentside I'échantillon;
K est le coefficient de la Table ci-dessous, dépendant dea’taile de I'échantillon;

Q

max €St une valeur conservatoire pour I'écart\type saun
1 est la limite.

AN N
Tille @W\m \ 3\ 4 5 6
<c\oe)}|cie£\t ke & 063 0,41 0,24 0,12
N

leur de o, = 6,0 dB a la fois pour la tension aux bornes et la puissance d
nnées, mesurées sur des appareils entrant dans le domaine d'applicatio
Les valeurs de la marge generale par rapport al

L O O 3 O

.3.2 Essai-basé sur une distribution en t non centrale

Lla conformité est évaluée a partir de la relation suivante:

X * kS, <0

ou

x|

est la moyenne arithmétique des valeurs x, des n éléments de I’échantillon

est le facteur dérivé des tableaux de distribution en t non centrale qui garantit avec
80 % de confiance que 80 % ou plus de ce type est en dessous de la limite;

la valeur de k dépend de la taille n de I'échantillon et est énoncée dans le Tableau 5
ci-dessous.
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